
Modified layout of test board.

Component side -Chips facing forward, connector backwards Solder side Connector forward sockets bacwards

*Grom 30 A0 A0 *Grom

A1 29 A2 A2 A1

A3 28 A4 A4 A3

1 A5 27 0v 0v A5 1

nc 0v

A6 25 A7 A7 A6 Y6 Y7

A8 24 A9 A9 A8 5v J1 0v A0 A2

1 A10 23 A11 A11 A10 1 A1 nc

A12 22 A13 A13 A12 5V 1 NC nc nc

A14 21 A15 A15 A14 5V *we ov-A16 nc 0v

D0 20 D1 D1 D0 NC 0v-A15 nc nv

D2 19 D3 D3 D2 0v-A14 A12 *rd 0v

D4 18 D5 D5 D4 J1-A13 A7 *wr 0v

D6 17 D7 D7 D6 A8 A6 nc 0v

5v 16 5v 5v 5v A9 A5 0v 5v

12v 15 -V -V 12v A11 A4 D0 nc

0v 14 0v 0v 0v *GROM A3 D1 nc

*reset 13 *MREQ *MREQ *reset A10 A2 D2 nc

*IORQ 12 *RD *RD *IORQ *GROM A1 D3 nc

*WR 11 *M1 *M1 *WR D7 A0 D4 nc

PHI 10 *RFSH *RFSH PHI D6 D0 D5 nc

*HALT 9 *BUSAK *BUSAK *HALT D5 D1 D6 nc

*WAIT 8 *BUSRQ *BUSRQ *WAIT D4 D2 D7 nc

1 *NMI 7 *INT *INT *NMI D3 0v *reset 0v 1

nc nc 5vY6 nc nc nc nc

Keyway

128k Flash, 8k used for rom
 7

A30v Y7 A7 A6 A5 A4

Keyway

IO
RQ


